
 
 

 

 
 

 
 

 



查阶段中矿产地质填图的目的性。以往有些详查矿区，在进行大比例尺地质填图中没有理解它的意义与作

用的，偏信钻探的作用，因而对大比例尺矿区填图工作不十分认真，有的只是在前人填图单元上做了进一步

划分，以示差别；有的甚至就是将前人填的地质图进行放大，拿所谓的“放大版”交差，根本无法实现对矿区地

质构造与矿体特征“基本查明”之目的。大量经验教训表明，详查阶段的大比例尺地质填图不仅仅是填图精

度的提高，而更主要的是指导思想的提升，如果说普查阶段的地质填图着重于地质构造演化，以便从地质事

件中去判断该区成矿的可能性及其规模，那么，详查阶段的地质填图就应该在较详细反映矿区地质构造概貌

的基础上，着重于成矿控制条件的阐明，进而推断矿体的赋存部位及其形态，以便达到“基本查明”的目的。

因此，我们在填图中必须针对不同矿床类型的主要控制条件开展专项工作，不论是受层位控制的、接触带控

制的，还是受断裂控制的、褶皱构造控制的，都应该在填图过程中将它控制的基本要素展现出来，使所填的地

质图成为详查工作的基础和依据。所以，在详查阶段的大比例尺矿区地质填图中，其采样工作要围绕着控矿

因素进行，采集与控矿因素相关联的标本做进一步研究。例如：对受一组次级断裂构造控制的热液脉状矿

床，在地质填图中要突出其断裂构造体系及其与成矿的关系，除对断裂构造进行分类、分级、判定、追踪等工

作外，还要进行定向标本、构造岩标本等的采集工作，以便进行岩组图编制和应力场分析，判定控矿断裂的产

出分布规律；又例如：对受接触带控制的矽卡岩型矿床，在填图中要突出接触带构造及其与成矿的关系，除追

踪判定接触带构造形态外，还要对接触带进行系统的岩、矿石鉴定样品采样，以便对接触带上的交代岩进行

分带，确定其与成矿的空间关系。

! 定向标本的采集

在矿区地质填图中断裂构造经常与成矿有着直接和间接的关系。为了研究断裂构造，人们进行了多方

面的工作，其中定向标本的采集、制作以及相关的镜下研究、岩组图的分析等工作，近年来有较大的拓展，为

矿区构造乃至区域构造的研究提供了许多宝贵的信息。这其中定向标本的正确采集是十分关键的，以往发

生过由于定向标本采集与制作不规范而未能获得满意成果的事例。

定向标本采集与制作是件十分细致而严谨的工作。首先要在露头上选择明显的定向面，如层面、片理

面、断层面、与矿物定向排列直接有关的结构面，一般不选节理面，只有在不得已时才选节理面。然后测量定

向面的产状，并用“!”符号准确地将产状标明在定向面上，称为定向线。其中箭头“!”表示测量走向时罗盘

上"针所指的方向，短垂线及其数字表示定向面倾角。为保证质量，在定向面上可划出!!#条定向线，其

精度误差不能大于$%，但在定向线划定之前不得锤击露头，使其位置发生移动；只有定向线划定后方可将标

本采下，并详细纪录下它的产出位置和地质特征，同时要标出标本的顶、底面。定向标本采集后要进行切片，

而切片的方向要依据需要确定。通常切片方向要求垂直于岩组轴的&轴，或垂直于片理走向，或垂直于断层

走向。切片方向确定后要用红笔画出来，推算出其产状，并用“!”符号标注上它的走向与倾角。然后将切片

再送到磨片室制作薄片。磨制薄片时应要求磨片工人在薄片上也用“!”符号标注出产状，并说明哪一面粘

在底玻璃片上，以便岩组图上的方位与薄片产状的记录取得一致。定向标本的研究不仅局限在岩组图上对

面状和线状构造方位的定量图解，而且能从显微构造的形迹以及不同构造在时间、空间上的相对关系，去揭

示构造变动的性质、控制成矿构造的演化序列及其有利的成矿空间和构造动力学环境，因而在矿石学、成矿

构造学以及大地构造动学上得到较大发展。
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在一定的相似性，特别是在同一成矿带上的同一类型矿床，并且其中有部分矿床已被开发，在这情况下，详查

矿区的矿石类型划分可借鉴其他已开发的矿区资料进行补充修改。

! 进行分段采样的必要性

在矿产详查中槽探是地表揭露的主要手段，并且往往是全面铺开，有的几乎沿着每条勘查线开挖“通天

槽”，其采样工作量相当大。有关探槽采样的问题在本篇第三节“矿产普查阶段的采样工作”（本刊"#$%年第

%期）已有详细阐述，但在此必须强调的是一定要在矿体中分段采样，普查阶段中探槽采样的目的是追索矿

化体、确认其是否是“矿石”的问题，因此一般很少甚至没有按矿石类型分段采样，而在详查工作中其目的是

“基本查明”矿体形态与矿石质量等特征，以便为开发或可行性论证服务，因此，采样必须按矿石类型进行分

段采样。所谓分段采样就是采样时按不同矿石类型布置采样，就是在采样工作中首先要对矿体中不同矿石

类型进行划分，然后按规范规定的采样长度在不同矿石类型中布置采样工作，当矿体中某种矿石类型其厚度

不足规定的采样长度时，仍按一个样品布置；当矿体中某种矿石类型其厚度超过采样长度时，可按多个样品

布置。于是在同一矿体中将呈现出不同矿石类型的品位和厚度在空间上的分布状况，从而为矿产资源储量

估算、矿床可行性论证以及矿山生产设计提供较为全面的基础资料。

（中国地质科学院矿产资源研究所 吴良士 供稿）
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